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ANNEXES
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Annexe I. Tableau synoptique des caractéristiques des principaux matériaux identifiés dans les niveaux solutréens (4,75-5,25 m: 1-5 et 8-12; 4,25-4,75 m: 1-12) de la Cova del Parpalló.
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Annexe II. Tableau synoptique des caractéristiques litho-technologiques des FLM 1 à 27 (1-5: sur masse centrale; 6-27: sur support
indéterminé) (O: opaque; T: translucide; TH: très homogène; Hét: hétérogène).
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Annexe III. Tableau synoptique des caractères litho-technologiques des FLM 28 à 62 (toutes sur support indéterminé) (O: opaque; T:
translucide; TH: très homogène; Hét: hétérogène).
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Annexe IV. Tableau synoptique des caractéristiques litho-technologiques des débitages Levallois 1 à 24 (O: opaque; T: translucide; TH: très homogène; Hét: hétérogène).
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Annexe V. Tableau synoptique des caractères litho-technologiques des PAP 1 à 34 fabriquées à partir d’une chaîne opératoi-
re “longue et complexe” sur éclat-support (1-20) et sur éclat allongé et/ou lame-support (21-23), et “courte et simplifiée”sur
éclat-support (24-34) (O: opaque; T: translucide; TH: très homogène; Hét: hétérogène).
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Annexe VI. Tableau synoptique des caractéristiques litho-technologiques des PAP 1 à 68 fabriquées à partir d’une chaîne opé-
ratoire “courte et simplifiée” sur éclat-support (35-55) et sur éclat allongé et/ou lame-support (56-68) (O: opaque; T: translu-
cide; TH: très homogène; Hét: hétérogène).
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Annexe VII. Tableau synoptique des caractéristiques litho-technologiques des PAP 69 à 98 fabriquées à partir d’une chaîne
opératoire “courte et simplifiée” sur éclat allongé et/ou lame-support (69-84), et indéterminée sur éclat-support (85-88) et sur
éclat allongé et/ou lame-support (89-98) (O: opaque; T: translucide; TH: très homogène; Hét: hétérogène).
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Annexe VIII. Ébauches de PAP 24 à 29 fabriquées à partir d’une chaîne opératoire “courte et simplifiée” sur éclat-support; les zones en gris clair correspondent aux rési-
dus de la face inférieure et/ou supérieure du support, et en gris foncé à une retouche couvrante par pression (dessins de l’auteur).
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Annexe IX. Ébauches de PAP 30, 32 à 38 et 40  fabriquées à partir d’une chaîne opératoire “courte et simplifiée” sur éclat-support; les zones en gris clair correspondent aux résidus de la
face inférieure et/ou supérieure des supports (dessins de l’auteur et tirés de Pericot 1942).
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Annexe X. Ébauches de PAP 41 à 49 fabriquées à partir d’une chaîne opératoire “courte et simplifiée” sur éclat-support; les zones en gris clair correspondent aux résidus de la face
inférieure et/ou supérieure des supports, et en gris foncé à une retouche couvrante par pression (dessins de l’auteur et tirés de Pericot 1942).
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Annexe XI. Ébauches de PAP 56 à 67 (cassées au façonnage) fabriquées à partir d’une chaîne opératoire “courte et simplifiée” sur éclat allongé et/ou lame-support; les zones en gris clair corres-
pondent aux résidus de la face inférieure et/ou supérieure des supports (dessins de l’auteur et tirés de Pericot 1942).
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Annexe XII. PAP 68 à 78 (ébauches ou pièces finies cassées au façonnage: 69-73 ou fracturées à l’utilisation (?):
74-78), fabriquées à partir d’une chaîne opératoire “courte et simplifiée” sur éclat allongé et/ou lame-support; les
zones en gris clair correspondent aux résidus de la face inférieure et/ou supérieure des supports (dessins de l’auteur
et tirés de Pericot 1942).
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Annexe XIII. PAP 81 à 84 fracturées à l’utilisation (les fractures d’impact sont indiquées par les flèches et les
zones en gris foncé), fabriquées à partir d’une chaîne opératoire “courte et simplifiée” sur éclat allongé et/ou
lame-support (dessins de l’auteur et tirés de Pericot 1942).
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Annexe XIV. PAP 91 à 98 (ébauches ou pièces finies fracturées au façonnage ou à l’utilisation, voire défectueuses) fabriquées à partir d’une chaîne opéra-
toire indéterminée sur éclat allongé et/ou lame-support; les zones en gris clair correspondent a priori à la face inférieure des supports (dessins de l’auteur
et tirés de Pericot 1942).
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Annexe XV. Tableau synoptique des caractéristiques litho-technologiques des ébauches de pièces indéterminées (PAP et/ou Flm) fabriquées à partir d’une chaîne opératoire “lon-
gue et complexe”sur éclat, éclat allongé et/ou lame-support (1-12) et “courte et simplifiée” sur éclat allongé et/ou lame-support (13-28) (O: opaque; T: translucide; TH: très homo-
gène; Hét: hétérogène).
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Annexe XVI. Ébauches de pièces indéterminées (PAP et/ou Flm) 1-8 fabriquées à partir d’une chaîne opératoire “longue et complexe”sur éclat, éclat allongé et/ou lame-support; les
zones en gris foncé correspondent à la face inférieure des supports et en gris clair à une retouche par pression. Les 3-4 ont été recyclées en coins (pièces esquillées) et la 6 en grat-
toir solutréen (dessins de l’auteur et tirés de Pericot 1942 et Fullola 1976).
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Annexe XVII. Ébauches de pièces indéterminées (PAP et/ou Flm) 10 à 17 fabriquées à partir d’une chaîne opératoire “longue et complexe”sur éclat, éclat allon-
gé et/ou lame-support (10-12), et “courte et simplifiée” sur éclat allongé et/ou lame-support (11-17); les zones en gris clair correspondent à la face inférieure des
supports et en gris foncé à une retouche par pression (dessins de l’auteur et tirés de Pericot 1942).
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Annexe XVIII. Ébauches de pièces indéterminées (PAP et/ou Flm) 18-28 fabriquées à partir d’une chaîne opératoire “courte et simplifiée” sur éclat allongé et/ou lame-support; les zones en
gris foncé (23) pourraient correspondre à des fractures d’impact (dessins de l’auteur et tirés de Pericot 1942).
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Annexe XIX. Tableau synoptique des caractéristiques litho-technologiques des 18 pièces de l’encart  3 (O: opaque; T: translucide; TH: très homogène; Hét: hétérogène).
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Annexe XX. Tableau synoptique des caractéristiques litho-technologiques des 18 pièces de l’encart 4 (O: opaque; T: translucide; TH: très homogène; Hét: hétérogène).
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Annexe XXI. Décompte des outils du fonds commun attribués au Solutréen supérieur (substrat d’origine: 4,75-5,25 m), avec indi-
cation des secteurs et couches (les pourcentages ne sont donnés qu’à titre indicatif). En italique: appartenance douteuse.
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Annexe XXII. Décompte et caractéristiques technologiques des produits laminaires et lamellaires “entiers” et à l’état de fragment (PCT: pan cortical total; PCP: pan cortical
partiel + enlèvement d’axe; PC-SCA: pan cortical + sous-crête antérieure; SCAT: sous-crête antérieure totale: SCATL: sous-crête antérieure totale à large négatif transversal;
SCAP: sous-crête antérieure partielle; SCAPL: sous-crête antérieure partielle à large négatif transversal; SCPP: sous-crête postérieure partielle; SCA-NCA: sous-crête antérieu-
re + néo-crête antérieure; SCA-NCT: sous-crête antérieure + néo-crête transversale vers la surface de débitage; NCAP: néo-crête antérieure partielle.
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Annexe XXIII. Décompte et caractéristiques technologiques des lames et lamelles d’entretien isolées (PCT: pan cortical total; PCP: pan cortical partiel + enlèvement d’axe;
PC-SCA: pan cortical + sous-crête antérieure; SCAT: sous-crête antérieure totale: SCATL: sous-crête antérieure totale à large négatif transversal; SCAP: sous-crête antérieure
partielle; SCAPL: sous-crête antérieure partielle à large négatif transversal; SCPP: sous-crête postérieure partielle; SCA-NCA: sous-crête antérieure + néo-crête antérieure;
SCA-NCT: sous-crête antérieure + néo-crête transversale vers la surface de débitage; NCAP: néo-crête antérieure partielle.
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Annexe XXIV. Tableau synoptique des caractéristiques litho-technologiques des unités techniques remontées (sur nucléus: RSN 1 à 6;
sans nucléus: RSAN 1 à 8) et non remontées (avec nucléus: GAV 1 et 2; sans nucléus: GSAN 1 à 9) (O: opaque; T: translucide; TH:
très homogène; Hét: hétérogène).
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Annexe XXV. Détails des unités techniques remontées (sur nucléus: RSN 1 à 6; sans nucléus: RSAN 1 à 8) et non remon-
tées (avec nucléus: GAV 1 et 2; sans nucléus: GSAN 1 à 9) (en gris: pièces remontées).
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Annexe XXVI. Silex cryptocristallin blanc (Solutréen supérieur évolué I: couche 4,25-4,50 m + Talud 17 et 18).
Décompte et principales caractéristiques technologiques des débris de taille analysés et “vus”, avec indication des sec-
teurs et couches.
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Annexe XXVII. Silex cryptocristallin blanc (Solutréen supérieur évolué I: couche 4,25-4,50 m + Talud 17 et 18).
Décompte et principales caractéristiques technologiques des outils du fonds commun, avec indication des secteurs et cou-
ches.
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Annexe XXVIII. Décompte et principales caractéristiques technologiques des outils du fonds commun attribués au
Solutréen supérieur évolué I (nouveau substrat: couche 4,25-4,50 m + Talud 17 et 18), avec indication des secteurs
et couches (les pourcentages ont été calculés pour 150 pièces de la catégorie 94 et ne sont donc donnés qu’à titre
indicatif).
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Annexe XXVIII (suite). Décompte et principales caractéristiques technologiques des outils du fonds commun attri-
bués au Solutréen supérieur évolué I (nouveau substrat: couche 4,25-4,50 m + Talud 17 et 18), avec indication des
secteurs et couches (les pourcentages ont été calculés pour 150 pièces de la catégorie 94 et ne sont donc donnés
qu’à titre indicatif).
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Annexe XXIX. Tableau synoptique des caractéristiques litho-technologiques (en haut) et détails (en bas) des unités techniques
hybrides attribuées au substrat intermédiaire (O: opaque; T: translucide; TH: très homogène; Hét: hétérogène) (en haut).


